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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS A DIELECTRIQUE EN FILM DE POLYESTER

POUR COURANT CONTINU

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CE I en ce qui concerne les questions techniques, p?par\éi‘par des Comités d’Etudes

it 4 tés tonsles-Comitésnationau-siintéressant-a ces guestions—expriment daas lanhus eran
T L Enan: P
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n accord international sur les sujets examinés.
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2) (es décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées cot
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mesure possible

ltés nationaux.

ftés nationaux ne

ntale de ces régles

4)  On reconnait qu’il est désirable que P’accord international sur cesguestions Sui effoft pour haijmoniser les régles

nationales de normalisation avec ces recommandations dans/la mesure

La présente recommandation a €teNé
résigtances pour équipements électronig

permettent. Les

ndensateurs et

h 1958 et 4 Ulm

en | diélectrique en
film

rniére réunion,
il fult décidé d & Papprobation des Comités nationaux suivant la Regle des
Six hités nationaux

Japon
Pays-Bas
Roumanie
Royaume-Uni
Suede

Suisse

Danemark Tchecoslovaquie
Etats-Unis d’Amérique Turquie

France Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Hongrie Yougoslavie

La présente recommandation doit étre utilisée avec d’autres publications de la CEI notamment:

Publication 63: Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs.

Publication 68: Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique applicables aux matériels

électroniques et & leurs composants.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

POLYESTER FILM DIELECTRIC CAPACITORS
FOR DIRECT CURRENT

FOREWORD

1) The formal demslons or agreements of the IECon techmcal matters, pxepared by chhmcal Committees on whlch all the
Nationa e erein-a XPress. 2 ernational
consenst

s of opinion on the subjccts dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by @ Ees in that

scnse.

3) In orderto promote this international unification, the I'E C expresses the wish having as
yet no national rules, when preparing such rules, should use the I E C recommendations a fu y satal Basis for these
rules in §o far as national conditions will permit.

4) The desjrability is recognized of extending international agreement on the s $htough an endtavour to harmonize .
national standardization rules with these rccommendations in so i itiol permit. The National
Commiftees pledge their influence towards that end. i

This tors and
Resistors f

Durin tors and
Resistors, [i dielectric
capacitors

This g meeting,
it was dedi r the Six
Months’ B cedure in
March an

The fi ¢ in favour of publication:

4 Netherlands

4 Romania

i South Africa

(( Sweden

q Switzerland

(zechoslovaki Turkey

Denmark Union of Soviet Socialist Republics
France United Kingdom

Hungary United States of America

Japan Yugoslavia

This Recommendation shall be used in conjunction with other IEC Publications, such as:

Publication 63, Preferred Number Series for Resistors and Capacitors.

Publication 68, Basic Environmental Testing Procedures for Electronic Components and Electronic
Equipment.
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1.

CONDENSATEURS A DIELECTRIQUE EN FILM DE POLYESTER

POUR COURANT CONTINU

SECTION UN — GENERALITES

Domaine d’application

Ly tension nominale est la tension continue de fonctionnement qui peut
permanence aux bornes d’un condensateur, & la température ambiante de 4

e utilisés essen-

>ayant comme
by similaires. Les

ches métalliques

'k de I’essai d’en-
ndation; ils sont

es et climatiques
la normalisation
porter certaines

nctionner essen-

itre appliquée en
°C.

Note. — Lorsqu’il existe une tension alternative, superposée ou non a la tension continue, la tension de fonc-
tionnement du condensateur doit &tre prise égale & la somme de la tension continue et de la valeur de
créte de la tension alternative. Cette somme ne doit pas excéder la tension nominale, et la valeur de
créte de la tension alternative ne devrait pas excéder les valeurs agréées entre le client et le fabricant.

3.3 Tension de catégorie (Ug)

La tension de catégorie (U,) est la tension qui peut étre appliquée a un condensateur utilisé
C

a la température maximale de sa catégorie.

Note. — Les informations concernant la tension applicable & une température comprise entre 40 °C ¢t la tem-

pérature maximale dela catégorie doivent étre données par le fabricant,
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POLYESTER FILM DIELECTRIC CAPACITORS FOR DIRECT CURRENT

SECTION ONE — GENERAL

1. Scope

Thi

voltage

not ex imilar
prope electric.

In the
Cay covered

by IE

2. Objec
To gstablish uniform requirements fot judging , prties of
capacitors, to describe tpst pns and
classification into catego in IEC

Publig¢ation 68.

3.1

apacitor designed essentially for application with a direct voltpge.

3.2

oltage is the direct operating voltage which may be applied continuousfy to the
AAAAAA £ 40.°C

s M ' £ oo oo ait s od oon oo ladogad 4 oo £
CVITIITIIAALIVTLD Ul \/uk}tt\/lh\.l). U AT AITIUIVIIT L\/Llll.l\llubwl\-l A¥E S av 4 Ay

Note. — When alternating voltages are present, whether or not in addition to direct voltage, the working voltage
of the capacitor shall be taken as the sum of the direct voltage and the peak alternating voltage. This
sum shall not exceed the value of the rated voltage, and the value of the peak alternating voltage should -
not exceed the value which is agreed upon between customer and manufacturer.

3.3 Category voltage (Ug)

The category voltage (U,) is the voltage which may be applied to a capacitor in use at its
maximum category temperature.

Note., — Theinformation for the voltage at temperatures between 40 °C and the maximum category temperature
must be given by the manufacturer.
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3.4 Capacité nominale
La capacité nominale d’un condensateur est la valeur indiquée sur le condensateur.
3.5  Plage nominale de température
La plage nominale de température est la plage des températures ambiantes pour laquelle le
condensateur est étudié pour un fonctionnement continu; elle est limitée par les températures
extrémes de la catégorie du condensateur.
3.6  Tangente de I’angle de pertes
La tangente de I’angle de pertes (tg 3) est le rapport de la puissance dissipée dans le condensa-~
teur & la puissance réactive fournie par ce dernier lorsqu’on lui applique une tension sinusoidale
d’une fréquence déterminée.
3.7 Autocicatrisation (pour information seulement)

Pun condensateur
cllement rétablies

plus chaud de sa

e plus froid de sa

némes techniques,
du fabricant.

On ne tient pas compte des accessoires de fixation, pour autant qu’ils n’ont pag d’influence sensible
sur les résultats des essais.

2. — Les caractéristiques nominales comprennent une combinaison:

) (TS CATACTeTStigqUes SieCtTiques ToMiaies;
b) des dimensions;
¢} de la catégorie climatigue.

3. — Les limites de la gamme des caractéristiques nominales feront I'objet d’un accord entre client et
fabricant.

3.11 Essais de type

Les essais de type d’un produit sont constitués par I’ensemnble des essais & effectuer sur un
nombre de spécimens représentatifs du type, dans le but de déterminer si un fabricant particulier
peut &tre considéré comme capable de fabriquer des produits satisfaisant & la spécification.
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3.4 Rated capacitance

The rated capacitance of a capacitor is the value which is indicated upon it.

3.5  Rated temperature range

The rated temperature rangeis the range of ambient temperatures for which the capacitor is
designed for continuous operation; this corresponds with the temperature limits of its appro-
priate category.

3.6 Tangent of the loss angle

The tangent of the loss angle (tan 3) is the power loss of the capacitor divided by the reactive
power of the capacitor at a sinusoidal voltage of specified frequency.

3.7 |Self-healing (for information only)

Self-healing is a process by which the electrical prgpectics ofd < i a local
breakdown of its dielectric are instantaneously and essenti O i lore the
breakdown.

3.8 | Maximum temperature of a capaciger (for i

The maximum temperature of as xternal

surface.

3.9 | Minimum tempg

The mjnimur tempe
surface!

xternal

3.10

iniques

ks.

Y e ra) L £ £
. 1\aL11150 VUVLUL LTIV CUTTIUITTIATIUTT UL

a) electrical ratings;

b) sizes;

¢) environmental category.

3. — The limits of the range of ratings shall be agreed upon between customer and manufacturer.

3.11 Type test

The type test of a product is the complete series of tests to be carried out on a number of
specimens representative of the type, with the object of determining whether a particular
manufacturer can be considered to be able to produce products meeting the specification.
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3.12  Approbation de type *

L’approbation de type est la décision prise par autorité compétente (le client ou son représen-
tant) suivant laquelle un fabricant donné peut étre considéré comme capable de produire en

quantités raisonnables le type conforme a la spécification correspondante,

3.13  Essais d’acceptation *

Les essais d’acceptation sont les essais effectués pour décider de ’acceptation d’une fourniture,

par accord entre le fabricant et le client. L’accord couvrira:

a) la taille de ’échantillon;
b) le choix des essais;

¢) lamesure dans laquelle les spécimens essayés devront étre conformes aux exigences des essais

chotciedane la cndcificatinn
FO45 AP ecicatios

Note. — En cas de désaccord sur les résultats d’essais, les méthode
utilisées pour les essais d’acceptation.

3.14 Essais de contréle de fabrication *

Les essais de controle de fabrication sont les ez
ses produits satisfont a la spécification.

4] C(lassification en catégories

4.1 Les condensateurs

4.2 Les catégories préférenti
de I'essajAlg lon

ces de la CEI seront

bour s’assurer que

fgories conformé-

ntes et les durées

Plages de Chaleur humide,
Q températures longue durée
—55°Ca +125°C 56 jours
—40°Ca + 85°C 21 jours
—10°Ca -+ 85°C 4 jours

a&acapacité nominale

s valeurs normales de la capacité nominale doivent étre choisies dans la série sy
1-1,5-2,2-3,3-4,7-6,8-10 etleurs multiples décimaux.

ivante:

Ces valeurs sont conformes d 1a série E 6 de valeurs recommandées dans la Publication 63 de la CE1:

Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs.

6. Tolérances sur la capacité nominale

Les tolérances normales sur la capacité nominale sont:
+ 594, + 1004, + 207,

* Cette recommandation ne concernant que les essais de type, ces définitions ne sont données qu’a titre d’information.
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3.12  Type approval *

Type approval is the decision by the proper authority (the customer himself or his nominec)
that a particular manufacturer can be considered to be able to produce in reasonable quantities

the type meeting the specification.

3.13  Acceptance tests *

Acceptance tests are carried out to determine the acceptability of a consignment on the

basis of an agreement between customer and manufacturer. The agreement shall cover:

a) the sample size;
b) the selection of tests;

¢) the extent to which the test specimens shall conform to the requirementsforthe selected tests

of the specification.

Note. — In cases of divergent test results, the I E C standard test methods shall b

3.14| Factory tests *

Factory tests are those tests carried out by the manufas
the specification.

4. Classification into categories

4.1

4.2

Damp heat, long term

\K}p&ure range

40°Cto 4 85°C 21 days
10°Cto + 85°C 4 days

>}’S€°C to 4+ 125°C 56 days

The standar

s of the rated capacitance shall be taken from the following series:

ﬁts.

cts meet

rding to

s of the

T

1 1522 33 47 68 10 and -their decimal multinles
g = = et T < P

These values conform with the E6 series of preferred values given in IEC Publication 63, Preferred

Number Series for Resistors and Capacitors.

6. Tolerances on rated capacitance

The standard tolerances on the rated capacitance are:
+ 5%, + 109 and + 20%,.

* As this Recommendation only covers type tests, these definitions are included solely for information.
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Valeurs normales de la tension nominale

Les valeurs normales de la tension nominale sont:

50— 63 — 100 - 125 — 160 — 200 — 250 — 400 — 630 ~ 1 000 — 1 600 — 2 500 — 4 000 —et 6 300 V.

Ces valeurs sont conformes a la série de base des nombres normaux R 5 donnée dans la Recomman-
dation ISO/R 3 de 1953: Nombres normaux, avec 'addition des valeurs 50, 125 et 200 V qui sont
choisies dans la série R 10 de cette méme recommandation.

Note. — Si d’autres valeurs sont nécessaires, elle doivent &tre choisies dans la série R 10.

Marquage T~

8.1 Le marquage des indications suivantes, dans 'ordre d’impQxtance(indigiesitapres, est requis:

a) Capacité nominale;

Tension nominale;

cant vers la sortie

peut indiquer Ja

atégorie doit étre

Hifiée;

éférence A la présente recommandation et/ou a la spécification nationple applicable au

o 4
comaCsatCuts

8.2 Le condensateur doit porter lisiblement les informations a), ), ¢) et d) et le plus possible
de celles des autires informations considérées comme utiles.

8.3 L’emballage du ou des condensateurs doit porter lisiblement toutes les informations énumé-
rées ci-dessus.

8.4 Tout marquage supplémentaire doit étre effectué de telle sorte qu’il ne puisse y avoir aucune
confusion.
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Standard values of rated voltage

The standard values of rated voltage are:

50 63 — 100 — 125 — 160 — 200 — 250 — 400 — 630 - 1 000 — 1 600 — 2 500 — 4 000 and 6 300 V.

These values conform to the basic series of preferred values R5 given in ISO Recommendation R3
of 1953: Preferred Numbers, with the addition of the values 50, 125 and 200 V, chosen from the R 10

series of the same Recommendation.

Note. — If other values are needed, they shall be chosen from the R 10 series.

M arki_ng /\

8.1 The following marking information, in the order of importang en bslo

a) Rated capacitance;

b) Rated voltage;
Direct voltage may be indicated by the symbol =

1s1

ﬁired:

le);

5 and the

ory shall

i) Reference to this document and/or to the National specification, appropriatle to the

capacitor.

8.2 The capacitor shall be clearly marked witha), b), ¢) and d) above and with as many as possible

of the remaining items as are considered useful.

8.3 The package containing the capacitor(s) shall be clearly marked with all the information

listed above.

8.4 Any additional marking shall be so applied that no confusion can arise.
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SECTION DEUX — REGLES GENERALES POUR LES METHODES D’ESSAIS ET DE MESURES

9. Essais de type

9.1 Cette recommandation ne s’applique qu’a la procédure relative aux essais de type.

Leséchantillons seront représentatifs dela gamme des valeurs correspondant au type considéré.

Le nombre approprié de composants a essayer fera I’objet d’un accord entre client et four-

nisseur (voir note).

Le nombre de composants doit étre choisi de telle fagon que tp,ui;@ soumis 4 une séquence

déré comme une prérogative de autorité accord

Cette recommandation ne fixe pas le nombre de dé

d’essais ne comprenne pas moins de cing conposants de memey valeur~caragtéristiques nomi-

e lot en fractions
{nq composants.

t, en effet, consi-

hmandation, peuvent

r des échantillons
bsant répond tou-

er des défauts de
nt des défauts de

’entre eux ne doit

ué ci-apres:

Essai Article
Examen visuel 12
Rigigité diélectrique 13.1
Capacité 13.2
Tangente de Pangle de pertes 13.3
Résistance d’isolement 13.4
Sortic de armature externe* (si applicable) 13.6

* Sur la moitié des condensateurs.

10.2 Les condensateurs sont alors répartis en trois lots,
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SECTION TWO — GENERAL REQUIREMENTS FOR TESTS AND MEASURING METHODS

9. Type tests

9.1

10.1

10.2

This Recommendation covers procedures for type tests only.

The samples shall be representative of the range of values of the type under consideration.

The appropriate number of specimens to be tested shall be agreed upon between customer and

supplier (see Note).

The number of specimens shall be so chosen that any lot subjected to a séricyof tests shall be

not less than five of a particular value, rating and type. Where it is speci
shall be subdivided into parts for different test procedures, then eac
than five specimens.

This Recommendation does not specify the number of pertaissible u is igeo
to be the prerogative of the authority giving type approyal.

tthelot
not less

Note. — Part of a full range, or individual values, shown ja'this Re ati wbe submitted to these

tests in order to gain a limited approval.

s shall be subjected to the following tests in the order stated below

current
pecifica-

tests or

e used in

TEST Clause
Visual examination 12
Voltage proof 13.1
Capacitance 13.2
Tangent of the loss angle 13.3
Insulation resistance 13.4
Outer foil termination* (where applicable) 13.6

* On half the number of capacitors.

The capacitors shall then be divided into three lots.


https://iecnorm.com/api/?name=a4ad0b96bd02c6fd9258f0d68e7a1f60

— 16 —

Tous les condensateurs de chaque lot doivent subir les essais suivants dans I'ordre indiqué

ci-apres.
Degré de sévérité Article de la
55/125/56 40/085/21 10/08sjo4 | ecommandation

Premier lot
Robustesse des sorties X X X 14
Soudure X X X 15
Variations rapides de température Na Na - - 16
Vibrations Fblv Fb IV ‘ - 17
Secousses X X X 18
Séquence climatique .

Chaleur séche BIII BV BV 19.2

Chaleur humide (essai accéléré)

premier cycle DIV DV /NG 19.3
Froid ATV AV 19.4

Basse pression atmosphérique M1V MY 19.5

4 A V*L\

Chaleur humide (essai accéléré)

cycles restants DIV D V<\\ =~ 19.6
Deuxiéme lot \ Q

Chaleur humide (essai de longue durée) Clv \"/ \ CVI1 20
_| R N

Troisiéme lot

Inductance (si requis) 13.5

Endurance 21

Dans la série des essais effectués sur le pr
enfre le premier cycle de I’essai accéléré de
lapériode de reprise spécifiée pour Uessai

Ln de ces essais, sauf
suit immédiatement

Notes. — La lettre «x» dans le tableau ci-
mentionné.
Un tiret (-) signifie\que,
Les autres indications s

sont fixées a I’article

tonditions atmos-

¢ mesure pendant
e température. La
pour satisfaire ces

Loysque les mesures sont effectuées a une température différente de la tempégature spécifiée, les
résdltats doivent, si nécessaire, étre ramenés & cette terapérature. La tempéjature ambiante a
Taquelle Ot 6te clfectuces [es Mesures qoit etre mentionnee dans 1 proces-verval d’essai.

Note. — Pendant les mesures, le condensateur ne doit pas étre exposé aux courants d’air, au rayonnement solaire
direct ou a d’autres influences susceptibles de causer des erreurs.

12. Examen visuel et vérification dimensionnelle

12.1 Les dimensions sont vérifiées et doivent étre conformes aux valeurs spécifiées.

12.2 I’examen visuel doit montrer que Iétat de la piéce, I'exécution, le marquage et le fini sont
satisfaisaats. :


https://iecnorm.com/api/?name=a4ad0b96bd02c6fd9258f0d68e7a1f60

17 —

All capacitors in each lot shall undergo the following tests in the order stated hereafter.

Degree of severity Clause of this
s5/125/56 | 40/085/21 10/085/04 | Recommendation

First lot
Robustness of terminations X X X 14
Soldering X X X 15
Rapid change of temperature Na Na - 16
Vibration Fb 1V Fb1v - 17
Bumping X X X 18
Climatic sequence

Dry heat BIII BV BV 19.2

Damp heat (accelerated) y

first dycle DIV DV - 19.3

Cold ALV AV I 19.4

Low aiy pressure M1V MV .5

Damp RQeat (accelerated) }

remajning cycles DIV DV = D
Second lo} \
Damp hedt (long term exposure) Clv A 2
A

Third lot \)
Inductande (where required) X X 18.5
Endurance > [x | X 21

In the series
between accd
for the damy

Notes. — Tl

megntioned.

TH
Tt

of tests applied to the first lot, an interval
lerated damp heat first cycle and cold;
heat test.

e letter ”x”’ in the aboyea

¢ dash (-) in the ahove {a

orathan da}wted between any of these te

surements are made at a temperature other than the specified temper

Bts, except
i specified

the clause

eric con-

|perature
'y period

rture, the

1 1 13 1 1 n 1 ] b AR + a nl} " s
TTSUITS SITei T, WITCTT TITCCTSSAr y, UT COTTTCITU U TIT S PTeItU e mper atur T e anTo eIt ey perature

during the measurements shall be stated in the test report.

Note. — During measurements the capacitor shall not be exposed to draughts, direct sun-rays or other influences

likely to cause error.

12. Visnal examination and check of dimensions

12.1
12.2

The dimensions shall be checked and they shall comply with the specified values.

The condition, workmanship, marking and finish shall be satisfactory as determined by visual

examination.
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13. KEssais électriques
13.1 Rigidité diélectrique
13.1.1 Le condensateur doit supporter sans perforation ni contournement 'essai défini ci-aprés.
13.1.2 Une tension continue de la valeur spécifiée est appliquée pendant 1min entre les points
spécifiés.
Le tableau suivant indique pour chaque type de condensateur les points d’application succes-
sifs et les valeurs correspondantes de la tension d’essai.

Points d’application Tension d’essai
Condensateurs simples:
a) entre hornes /\ 2 Ur
b) entre les bornes reliées entre elles et le boitier (sauf si le boitier est I’ des Ug.4vec un minimum
bornes) ou la plaque métallique définie au paragraphe 13.1.3 Q de 200 V

a) entre la borne commune et chacune des autres bornes 2 Ug
b) entre toutes les bornes reliées entre elles et le boitier (s R gvec un minimum
des bornes) ou la plaque métallique définie au pardgrap de 200 V
¢) entre la borne non commune de chaque élépfent et tovtes
reliées entre elles m 2 Ur
2 Ur
vec un minimum
de 200 V
vec un minimum
de 200 V

manchon isolant,

c de montage du
elles et la plaque

ement a travers la
he par la capacité
acité parallele de

Jn montage d’essai approprié est décrit dans annexe A.

1315 Apréxq Pessai_le condensateur doif &tre mis en court-circuit I‘\endm'\f une période minimale

de 24 h.

13.2  Capacité
13.2.1 La valeur dela capacité doit correspondre 4 la capacité nominale, compte tenu de la tolérance.

13.2.2 La mesure de la capacité doit se faire, ou le résultat de la mesure &tre ramené a une fréquence
comprise dans les limites fixées ci-apres:

— Condensateurs dont la capacité nominale est supérieure a 1 pF 404 60 Hz
— Condensateurs dont la tension nominale est supérieure 4 3 000 V 4034 60 Hz
— Autres condensateurs 800 a 1 200 Hz.
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Electrical tests

13.1 Voltage proof
13.1.1 The capacitor shall withstand, without breakdown or flashover, the following test.
13.1.2 A direct voltage of the specified value is applied for a period of 1 min between the
specified points.
The following table gives for each type of capacitor the successive points of application
and the corresponding values of the test voltage.
Points of application Test voltage
For single-section capacitors: RN
a) between terminations A &
b) between terminations connected together and the case (except where the case 2'U ith@mipimum
is one of the terminations) or the metal plate (See Sub-clause 13.1.3.) <\ ofN200
Hor multiple-section capacitors having a common termination for all sectio

a) between each of the terminations and the common terminatio

WX \e

I th% 2 Up\with a mipimum
of 200 V

¢) between the non-common termination of each secfio >
terminations connected together 2U
Hor multiple-section capacitors having

a) between the terminations of each s¢ 2 Ur

b) between all terminations connected t 2 Ur with a mihimum
of 200 V

2 Ur with a mihimum

of 200 V

13.1.3.

13.1.4

wﬁc or where the capacitor has a metpllic case

all be mounted in its normal manner on a mgtal plate,
in) beyond the mounting face of the capacifor in all
applied between the terminations connected toggther and

¢st shall be so chosen that the voltage is applied immediately thjough the
¢ test apparatus. The product of this internal resistance and the rated

charjing current shall not exceed 1 A.

A suitable circuit for this test is given in Appendix A.

13.1.5

13.2
13.2.1

13.2.2

After the test, the capacitor shall be short-circuited for at least 24 h.

Capacitance
The capacitance value shall correspond with the rated capacitance, taking into account the
tolerance.
The capacitance shall be measured at, or corrected to measurements at a frequency of’:

— for capacitors with a rated capacitance over 1 pF 40 — 60 Hz (c/s)
— for capacitors with a rated voltage over 3 000 V 40 ~ 60 Hz (c/s)
— for all other capacitors 800 — 1200 Hz(c/s)
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La valeur de créte de la tension appliquée ne doit pas excéder a 1 000 Hz 3 9/ de la tension
nominale et & 50 Hz 20 ¢ de la tension nominale avec un maximum de 100 V (70 V efficace).

v

La méthode de mesure doit étre telle que ’erreur n’excéde pas:

a) pour les mesures absolues de capacité, 109, de la tolérance sur la capacité nominale;
b) pour les mesures de variation de capacité, 105, de la variation maximale de capacité

spécifiée.

13.3  Tangente de I’angle de pertes *

La tangente de I'angle de pertes mesurée dans les conditions fixées par le paragraphe 13.2.2 au
moyen d’un appareil ayant une précision absolue de 0,001 ne doit pas dépasser 0,01.

13.4 Résistance d’isolement

AN
13.4.1 La résistance d’isolement est mesurée entre les points spécifids ci-apres et.dloit satisfaire aux
conditions requises.
TABLEAU 1 <\
ndjtions requises
Points de mesure (voir Colonne
@ \ dul Tableau 2)
Condensateurs simples: %
a) entre bornes I
b) entre les bornes reliées entre elles et le boitj auf si er estl’une des
bornes) ou la plaque métalli?xe\deﬁme aragraph 13 I
Condensateurs multiples dont tous le3\élé
a) entre la borne commune et chag 1
b) entre toutes les bornes reliées/entre elles e 1e oitiex(sauf si le boitier est
I’une des bornes) ou la plaque mét{lligue deéfinieau paragraphe 13.4.2 Yoir note
¢) entre la born: n commnne chagque&lémentet tdutes les autres bornes
reliées entreglles I
1
Voir note
11}
/Q?\V%VS\WI divisées par le nombre d’éléments.
<\ \ TABLEAU 2
X Colonne 1 Colopne I1
Entre bornes de chaque élément Entre bordes et boitier

et enfre éléments

Condensateurs de capacité
nominale supérieure a

Condensateurs de capacité
nominale inférieure ou égale

Résistance minimale

0,33 uF 40,33 uF
Produit RC minimal Résistance minimale
s MQ MQ
10 000 30 000 30 000

Note. — Dans le tableau 2 ci-dessus, C représente la capacité nominale et R 1a valeur mesurée dela résistance d’isolement.

* Chacun des éléments d’un condensateur multiple doit &tre considéré comme un condensateur simple pour la mesure de la
tangente de I’angle de pertes.
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The applied peak voltage at 1 000 Hz (c/s) shall not exceed 3 9 of the rated voltage and the
applied peak voltage at 50 Hz (c/s) shall not exceed 20 %; of the rated voltage with a maximum
of 100 V (70 V r.m.s.).

The measuring method shall be such that the error does not exceed:

a) for absolute capacitance measurements: 10%; of the rated capacitance tolerance;
b) for measurements of variation of capacitance: 109 of the specified maximum change of
capacitance.

13.3  Tangent of the loss angle *

When measured under the conditions of Sub-clause 13.2.2 with an instrument accurate to
0.001, the tangent of the loss angle shall not exceed 0.01.

13.4 _Insulation resistance. N
t\as spe

13.4.] The insulation resistance shall be measured, and meet the requirem CN‘ ereafter.

TaBLE 1

N% Xm?
squirem of Table 2

Measuring points N Column

a) Petween terminations \> 1
b) Petween terminations connected together and the cagd (exse here. ase
is one of the termination) or the metal platd(See Subiclayse 1344.2) 1I

For siggle-section capacitors:

For mpltiple-section capacitors having a commo

a) between each of the terminations and t 1
b) between all terminations connected tog¢ther and the cage {exceptywhere the

ase is one of the termingations) or the metal Ry ( ause 13.4.2) See Note
¢) between the non-comphon\termynat eac all the other

erminations conn?\cte 1

a) between theterminations ofea i 1
b) petween .1@ ingti
tase is one wfth inati See Note

¢) between the te

Section bei?éBQ he i
Nofte. atues &f N\m\l%ed by the number of sections.
< N\
TABLE 2
\) Column I Column II
Betweermrtermitations-ofcachseetion Between-terminations-and case

and between elements

Minimum RC product for Minimum resistance for Minimum resistance
capacitors with rated capacitance capacitors with rated capacitance
exceeding 0.33 uF up to and including 0.33 pF
S MQ MQ
10 000 30 000 30 000

Note. — In the above Table 2, C is the rated capacitance and R the measured insulation resistance.

* Fach section of multiple-section capacitors should be treated as a separate capacitor for the tangent of the loss angle measure-
ment.


https://iecnorm.com/api/?name=a4ad0b96bd02c6fd9258f0d68e7a1f60

— 22—

13.42  Sile boitier n’est pas métallique ou s’il est métallique mais recouvert d’un manchon isolant,
le condensateur est monté selon son mode de fixation normal sur une plague métallique
dépassant d’au moins 12,5 mm (1 in) dans toutes les directions la face de montage du con-
densateur. La tension de mesure est appliquée entre les bornes reliées entre elles et la plaque
métallique.

13.43  Avant la mesure de la résistance d’isolement le condensateur doit étre entierement déchargg.
La résistance d’isolement est mesurée sous une tension continue dont la valeur est indiquée
dans le tableau ci-aprés:

Tension nominale du condensateur Tension de mesure
\" \'
Ugr <2 100 10 + 1
100 =~ Ug << 500 100 + 15
Ugr ™. 500 : /Sﬁﬁﬂ-\SO

La tension d’essai est appliquée pendant 1 min + 5s po sateurs de capacité
nominale inférieure ou égale & 1 000 pF et pendant 2 min
la valeur de la résistance d’isolement est lue a la fin de spon ne doit pas
étre appliquée progressivement, mais immédiatement a. trs si interne de I'ap-
pareil d’essai. Le produit de cette résistance integne a cayy i du condensateur
en essai ne doit pas étre supérieur a 1s.

13.4.4  Lorsque I'essai n’est pas effectué a la ¢sultat dg mesure doit, s’il

y a lieu, &tre ramené a 20 °C, en mulfipli ée par le factqur de correction
approprié.
En cas de doute la re a C est dé 1s1 [ es fapteurs de correction [suivants peuvent
étre considérés comme\yne mo ur le§ condengateurs a diélectrique en [film de polyester.
ratu .
o C \ancteur de correction
0,79
16 0,83
0,87
0,91
9 0,95
2 1,00
1 1,05
22 . 1,10
23 1,15
24 1,20
25 1,26
< 26 1,32
‘ 27 1,38
28 1,45
29 1,52
26 159
31 1,66
32 1,74
33 1,82
34 1,91
35 2,00

Ce tableau est basé sur la formule:
20
Ry = Ry X 2(—15_>

olt Ry = résistance d’isolement mesurée a la température ¢ °C
Ry, = résistance d’isolement a 20 °C.
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13.4.2 Where the case of the capacitor is non-metallic or where the capacitor has a metallic case with
an insulatingsleeve, the capacitor shall be mounted in its normal manner on a metal plate, which
extends at least 12.5 mm (!4 in) beyond the mounting face of the capacitor in all directions;

the measuring voltage shall be applied between the terminations connected together and the
metal plate.

13.4.3 Before the measurement of the insulation resistance, the capacitor shall be fully discharged.
The insulation resistance shall be measured with a direct voltage equal to:

Rated voltage of the capacitors Measuring voltage
v v
Ur < 100 10 +1
100 =~ Ug < 500 100 + 15
The voltage shall be applied for 1 min + 5 s for capacitors wi ax\alnce up to
and including 1 000 pF, and for 2min + 5s for all other capacifors;the i i /P}sistance
being read at the end of that period. The voltage shall not kg applie shall be

applied immediately through the internal resistance of the‘test appa : ict of this
13.4{4  When the test is carried out at a temperature/other than 20 ere neces-
sary, be corrected to 20 °C by multiplying the re propriate

gwing correction factrs can be

correction factor. @
In cases of doubt measurerientat 2¢ °C'is decisive. fa
considered as an average for polyestex{film dielestricsapacitors.

Tem;zeéa&Qﬁa—A Wn factor
(N
i D) 0.79
16 0.83
(R 0.87
h 0.91
19 0.95
1.00
) 1.05
2 1.10
115
\) 24 1.20
25 1.26
4 26 1.32
27 1.38
28 1.45
29 1.52
30 1.59
31 1.66
32 1.74
33 1.82
34 1.91
35 2.00

This table is based upon the formula:
1=20
Ry = Ry X 2 ()
where: R; = insulation resistance measured at temperature ¢ °C
R,y = insulation resistance at 20 °C,
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13.5  Inductance (si requis)

L’inductance propre du condensateur ne doit pas étre supérieure a celle d’un fil de 0,20 mm de
diametre et de longueur égale a celle du condensateur et de ses connexions.

La longueur des connexions nécessaire pour relier le condensateur a 'appareil de mesure doit
8tre réduite au minimum et la longueur totale des connexions ne doit pas étre supérieure a la
longueur du corps du condensateur.

La fréquence de mesure doit étre telle que la réactance inductive soit au minimum dix fois
supérieure a la réactance capacitive.

Une méthode de mesure convenable est donnée dans Pannexe B.

13.6 _ Sortie de ’armature externe (si applicable) AN

L’indication correcte de la borne reliée 4 armature métalliqe Sxt ed\o}QLre vérifiée par
une méthode ne détériorant pas le condensateur.

Une méthode convenable est donnée dans "annexe C.

14. | Robustesse des sorties

Les condensateurs sont soumis aux ¢
de la CEI qui leur sont

, Ucet Ud de 14 Publication 68

14.1 Essai Ua — Traction

— Condensateurs

urface do la section du fil
diamstre fil rond correspondant Charge
/\ L est ddnné entre parenthéses)

(.
\~1{m2 in? N 1b

(0,8 mm) Au-dessus de 0,00078 (0,032 in) b0 4,4

,5 mm) et Au-dessus de 0,00031 (0,020 in) et
140,5 (0,8 mm) inférieur ou égal 4 0,00078 (0,032 in) 0 2,2
égal 4 0,2 (0,5 mm) Inférieur ou égal a 0,00031 (0,020 in) 5 1,1
14.2 ai Ub — Pliage (La moitié¢ des sorties)

O HFaat 1s 4 $1£
O CCCtHC e A DI ECSTCOTTISCOTtTEST

14.3  Essai Uc — Torsion (L’autre moitié¢ des sorties)

On effectue deux rotations successives.
14.4  Essai Ud — Couple (Pour sorties & bornes filetées)

14.5 Examen visuel

Apres chacun de ces essais, les condensateurs sont examinés visuellement. Ils ne doivent pas
présenter de dommage visible,
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13.5  Inductance (where required)

The inductance of the capacitor shall not be greater than the inductance of a wire 0.20 mm in
diameter and of a length equal to that of the capacitor and its terminations.

The length of lead required to connect the capacitor to the test apparatus shall be minimum,
and the totallength of the connecting leads shall not exceed the length of the body of the capacitor.

The measuring frequency shall so be chosen that the inductive reactance is at least ten times the
capacitive reactance.

A suitable test method is given in Appendix B.

13.6 _Quier foil termination (where ﬂppli(‘nh]?\ AN

The correct indication of the termination which is connected to theloutside et\a@il shall be
checked in such a way that the capacitor is not damaged.

A suitable method is given in Appendix C.

14. Robpstness of terminations

The capacitors shall be subjected to the procedur e andUd of IEC Publjcation 68,

as applicable.

14.1| Test Ua — Tensile

— For all types g1 texminat e termynations: 20 N (4.4 Ib).

— For eret minagion se Tab

S350 10\\-&%%3 of the wire
the COTEgspon 1ng er of round wire is given Load
brackets)

AN \a\ i

Exceeding 0.00078 (0.032 in) 20 4.4

Exceeding 0.00031 (0.020 in) up to and
N including 0.00078 (0.032 in) 10 2.2
<\ Up to and including 0.00031 (0.020 in) 5 1.1

N\
14,2} Test Bending (Half of the terminations)

Twocomsecttive bemdsstatt-beapplicd:

14.3  Test Uc - Torsion (Other half of the terminations)

Two successive rotations shall be applied.
14.4  Test Ud - Torque (For nuts and threaded terminations)

14.5  Visual examination

After each of these tests the capacitors shall be visually examined. There shall be no visible
damage.
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16.

17.

18.

19.
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Soudure

15.1 Les condensateurs sont soumis aux conditions de I’essai T de la Publication 68 de la CEI:
Méthode du bain de soudure (si appropriée), avec les dérogations suivantes.

15.2 Les sorties par fils établies par le fabricant pour I'utilisation avec des cablages imprimés sont
immergées jusqu’a un point distant de 3,5mm de 'endroit ot la sortie émerge du corps du
condensateur.

15.3 Lorsque la méthode du bain de soudure n’est pas appropriée, la méthode du fer & souder doit
&tre appliquée et ce avec un fer de forme A.

15.4 Aprés I'épreuve, les condensateurs sont examinés visuellement. Ils ne doivent pas présenter de
dommage visible.

AN

Variations rapides de température

16.1 La capacité est mesurée.

16.2 Les condensateurs sont soumis aux conditions de 68 de la CEI

pendant un cycle.

16.3 Apres reprise, les condensateurs sont €
dommage visible.

as présenter de

16.4  La capacité et la tangeni S g n de la capacité
par rapport a la valeur X ée B L . curec 4 5%. La
tangente de Pangle de pertes i ieur s le paragraphe
13.3.

Vibrations

) 68 de la CEI,
as présenter de

esurée au para-

A Tétude’

Séquence climatique (Publication 68-1 de la CEI, paragraphe 5.1)

19.1 Mesures initiales

La capacité est mesurée aux conditions atmosphériques normales.

19.2  Chaleur séche

19.2.1 Les condensateurs sont soumis aux conditions de I’essai B de la Publication 68 de la CEI,
compte tenu du degré de sévérité applicable.
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16.

17.

18.

19.
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Soldering

15.1 The capacitors shall be subjected to the procedure of Test T of IEC Publication 68, Solder
bath method (if appropriate) with the following deviations.

152 The wire terminations stated by the manufacturer to be suitable for use with printed wiring
shall be immersed up to 3.5 mm from the point where the termination emerges from the body.

15.3 Where the solder bath method is not appropriate, the soldering iron test shall be used with
soldering iron size A.

154  After soldering, the capacitors shall be visually examined. There shall be no visible damage.

AN

Rapid change of temperature

1641 The capacitance shall be measured.

16J2 The capacitors shall be subjected to the procedure o
cycle.

68 for one

163 After recovery, the capacitors shall be visuall ed. The | be no visible damage.

16{4 e change of
bd 59. The
Vibration
171 The capagi n 68, using
the @, >
17 After damage.
17 i all then be measured. The change of capacitance compared with the value

[Under consideration.

Climatic sequence (I EC Publication 68-1, Sub-clause 5.1)

19.1  Initial measurements

The capacitance shall be measured at standard atmospheric conditions.

19.2  Dry heat

19.2.1 The capacitors shall be subjected to the procedure of Test B of IEC Publication 68, using
the appropriate degree of severity.
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19.2.3
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Les condensateurs étant encore a haute température, on mesure la capacité et la résistance

d’isolement a la fin du séjour a haute température; cette capacité et cette résistance doivent -
satisfaire aux conditions suivantes:

La variation de la capacité ne doit pas étre supérieure aux valeurs données ci-apres:

Température d’essai Cy— Cy 100°
°C G < 100%
85 5
125 15

aux conditions atmosphériques normales.

AN

Note. — Dans le tableau ci-dessus, C; est la capacité mesurée a la température d’essai et Cy 1a capacité mesurée

19.2.4  La résistance d’isolement doit étre mesurée comme spécifi€ at pa g%{

b 13.4, et doit
satisfaire aux conditions suivantes:
Colonne 1 ( fonne IT
14 N\ Entre/borngs et boitier
Entre bornes de chaque élément ks
ct entre £léments
(atégories Condensateurs de capacité
nominale supérieure Résistanc¢ minimale
40,33 uF
Produit RC minigaal M|Q
~[125/— 120
—/085/— 500
Note.|— Dans le tableau ci-dessusyC représe solement.
19.2.5 La r¢si ¢ sous une tension continue dont la valeyr est indiquée
@h
ension dedc Wes condensateurs Tension de mesure
\\ v
Ue < 100 10 £ 1
x 100 ~~ Uc << 500 100 4+ 15
Ue > 500 500 &+ 50
4
19.3>%Chaleux humide (essai accéléré) premier cycle
19371 § condensateurs (autres que ceux de catégorie —/—/04) sont soumis aux| conditions de
Tessal D de Ia Publication bg de la C EI pendant un cycle de 24 1.
19.3.2  Aprés reprise, les condensateurs sont soumis immédiatement a I'essai de froid.
19.4  Froid
19.4.1 La capacité est mesurée aux conditions atmosphériques normales.
19.4.2 Les condensateurs sont soumis aux conditions de ’essai A de la Publication 68 de la CEI,
compte tenu du degré de sévérité applicable.
19.4.3  Les condensateurs étant encore & basse température, on mesure la capacité a la fin du séjour

a basse température.
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19.2.2  Whilestill at the specified high temperature, and at the end of the period of high temperature,
the capacitance and the insulation resistance shall be measured and shall fulfil the following
requirements:

19.2.3 The change in capacitance shall not exceed the values specified below:

Test temperature Ci— Cy o
l oc T X 100 //o
85 5
125 15
Note. —— In the above table, C; is the capacitance measured at test temperature and Cj is the capacitance
measured at standard atmospheric conditions.
[N
19.2.4  The insulation resistance shall be measured as specified in Suby¢luse ]3)\@ shall fulfil
the following requirements. (\ x
Column I /N \ Cotgmaf
o . \Be ee}tqyginations and
Between terminations of each section \ tase and between elements
N
Catepories Minimum RC product for Mininfum 1, Minimum reslstance
capacitors with rated capacitance | capacitorsiwithrated capabitance
exceeding 0.33 uF up(to antlirclyding Q.33 (2 MO
~/1R5/- 40 120 12$
0§85/ 500 g 1500 150
Note. — In the above table, Cis itance a}@e measured insulation resistance.
1942.5 The insylation xesi gasyred with a direct voltage equal to:
WWapacitors Measuring voltage
v
A\
N 100 10 4 1
100 £~ Uce<Z 500 100 + 15
Uc > 500 500 + 50
4
19 erated) first cycle
19]3.4 acitors (others than those of categories —/—/04) shall be subjected to th¢ procedure
of Test D of TEC Publication 68 for one cycle of 24 h
19.3.2  After recovery, the capacitors shall be subjected immediately to the cold test.
19.4 Cold
19.4.1 The capacitance shall be measured at standard atmospheric conditions.
19.4.2 The capacitors shall be subjected to the procedure of Test A of IEC Publication 68, using
the appropriate degree of severity.
19.4.3  While still at the specified low temperature, and at the end of the period of low temperature,

the capacitance shall be measured.
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La variation de la capacité ne doit pas étre supérieure aux valeurs données dans le tableau

ci-aprés:

Température d’essai Ci— Cx % 100°
°C Cn %
— 55 10
— 40 7
—10 3

Note. — Dans le tableau ci-dessus, C; est la capacité mesurée 3 la température d’essai et Cy est la capacité
mesurée aux conditions atmosphériques normales.

19.5 Basse pression atmosphérique

19.5.1

Les condensateurs sont soumis aux conditions de essai M de laPublication 68 de la CEI,

19.5.2

19.5.3

19.7 Mesures finales
19.7.1

19.7.2

compte tenu du degré de sévérité applicable.

oms de

> Catégories

Nombre de cycles

1156
~/~(21
~/—[04

aucun

min apreslas

\S’essai est de

cing derniéres
¢ dans le para-

'ties, et chaque
rraphe 13.1.

pit faire "objet

ment, ni défor-

68 de la CEI

"essai de rigidité

diélectrique suivant le paragraphe 13.1 mais avec une tension égale 4 la tension nominale.

Aprés reprise, les condensateurs sont examinés visuellement. Ils ne doivent pas présenter de
dommage visible et le marquage doit étre lisible.

La capacité et la tangente de 'angle de pertes pour les condensateurs de toutes catégories
et la résistance d’isolement pour les condensateurs des catégories —/-/56 et —/—/21, sont alors

mesurées.
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19.4.4 The change in capacitance shall not exceed the values specified below:

Test temperature Ci—— Cq 100°
°C Ca 1%
—- 55 10
- 40 7
—10 3

Note. — In the above table, C\ is the capacitance value measured at test temperature and C, is the capacitance
measured at standard atmospheric conditions.

19.5 Low air pressure

19.5.]

68, using
the appropriate degree of severity.

19.5.2 The test shall be carried out at 15 to 35 °C. The duration of the
19.5. t period,

13.1.

parts as
Table of

k shall be

19.5.4 harmful

19.6

19.6 B, for the

\>ategories

N

) ~1-/56 5
-[-[21 1

—/-[04 none

l Number of cycles

19.6.2 WITHIT 15 Tl of Tenioval [rom the damp [eat test, the voltage prool test according to Sub-
clause 13.1 shall be carried out, but with a voltage equal to the rated voltage.

19.7  Final measurements

19.7.1 After recovery, the capacitors shall be visually examined. There shall be no visible damage
and the marking shall be legible.

19.7.2  The capacitance and the tangent of the loss angle for all categories and the insulation re-
sistance for the categories —/-/56 and —/-/21 only, shall then be measured.
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19.7.3 La variation de la capacité par rapport & la valeur mesurée au paragraphe

étre supérieure a 5 %.

19.1 ne doit pas

La tangente de 'angle de pertes ne doit pas &tre supérieure a la plus grande des valeurs

suivantes: la valeur spécifiée au paragraphe 13.3 ou 1,2 fois la valeur mesuré
13.3.

¢ au paragraphe

La résistance d’isolement mesurée comme spécifié au paragraphe 13.4 doit satisfaire aux

conditions suivantes:

Colonne 1 Colonne II
1z Entre bornes ct boitier
Entre bornes de chaque élément ot entre éléments
Catégories Condensateurs de capacité Condensateurs de capacité
nominale-shpérieure nominale-inféricure cu-égale /\Réqi_sj;ancc minimale
4033 pF 40,33 pF
Produit RC minimal Résistance minimal ) M Q)
Cos MQ {\
N
—~[~[56 10 000 30 00 30 000
—/-[21 5000 1500 5000

e. — Dans le tableau ci-dessus, C représente la capacité nominale ¢ ¢e de [ résistance

20{ Chaleur humide (essai de longue durée)

20.1 ai C de la Publicatio)

20.2
ais avec une tension égalealat

¢/de pertes nedoit pas étre supéricure a la plus grande des y
au paragraphe 13.3 ou 1,2 fois la valeur mesurée au paragray]

résistance d’isolement mesurée comme spécifié au paragraphe 13.4 doit s
Wantes:

d’isolement.

n 68 de la CEI,

chambre humide, on effectue V'essai de

Ension nominale.

pas présenter de
[ alors mesurées.

R ne doit pas &tre

aleurs suivantes:
he 13.3.

htisfaire aux con-

Colonne 1 Cglonne 11
— Entre-bornes et boitier
Entre bornes de chaque élément ot entre léments
Catégories Condensateurs de capacité Condensateurs de capacité ) o
nominale supérieure nominale inférieure ou égale Résistance minimale
40,33 uF 40,33 puF
Produit RC minimal Résistance minimale MQ
S ' MQ
~[-[56 10 000 30 000 30 000
/21 5000 15000 15000
~/—04 5000 15 000 15 000

Note. — Dans le tableau ci-dessus, C représente la capacité nominale et R la valeur mesurée de la résistance d’isolement.
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19.7.3 The change of capacitance compared with the value measured in Sub-clause 19.1 shall not
exceed 5%.
The tangent of the loss angle shall not exceed the value specified in Sub-clause 13.3 or
1.2 times the value measured in Sub-clause 13.3 whichever is the greater.
The insulation resistance measured as specified in Sub-clause 13.4 shall fulfil the following
requirements:
Column [ Column 11
Bet terminati f each secti Between terminations and
ciween terminations or €ach section case and between elements
Categouies Minimunm RC nroduct for Minimum resistance for istance
capacitors with rated capacitance | capacitors with rated capacitance
exceeding 0.33 nF up to and including 0.33 p.F
s MO \ 0
—/-/36 10 000 30000 \4 300
i 5000 15000 0
Note. — In|the above table, C is the rated capacitance and R the measured insul? 'on&m \)
20. Danip heat (long term exposure)
20.1 using the
20.2 z to Sub-
20.3 amined. There shall be no visible dajmage and
20.4 | then be
20.5 shall not
gf¢ shall not exceed the value specified in Sub-clause 13.3 ot 1.2 times
puse 13.3, whichever be the greater.
sistance measured as specified in Sub-clause 13.4 shall fulfil the [following
Column I Column 11
Bet terminati £ cach secti Between terminations and
ciween terminations or each section case and between elements
Categories Minimum RC product for Minimum resistance for Minimum resistance

capacitors with rated capacitance
exceeding 0.33 p.F

capacitors with rated capacitance
up to and including 0.33 u.F

S MQ MQ
—/--156 10 000 30 000 30 000
—~{—f21 5 000 15000 15 000
—/-104 5000 15000 15000

Note. — In the above table, C is the rated capacitance and R the measured insulation resistance,
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21. Endurance

21.1

21.2

Les condensateurs sont soumis a un essai d’endurance de 1 000 h & la température maximale
de leur catégorie sous une tension continue égale a 1,5 fois leur tension de catégorie.

La tension est appliquée individuellement au condensateur a travers une résist
approximativement égale & 1 ohm par volt appliqué.

ance de valeur

Un condensateur est considéré comme n’ayant pas satisfait a P'essai s’il se produit un court-
circuit, temporaire (y compris une décharge autocicatrisante) ou permanent, ou une coupure
de circuit dans I'un quelconque des éléments, entre un élément quelconque et le boitier ou entre

éléments.

AN

21.3

21.4

21.5

Note. — Une methode de détection des décharges autocicatrisantes est a I'étude.

Les condensateurs sont placés dans la chambre d’essai de
ne se trouve a moins de 25 mm (1 in) d’un autre condensatg

On admet pour cet essai que la températy
nominale de la chambre.

Aprés la période spécifice,
riques normales d’essai.

SECTION TROIS — DIMENSIONS

A PPétude.

circulation de
condensateurs
de la chambre.

la température

ons atmosphé-

r de dommage

buite mesurées.

eurs suivantes:
3.3,

s spécifiées au


https://iecnorm.com/api/?name=a4ad0b96bd02c6fd9258f0d68e7a1f60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

